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AVANT-PROPOS

996

Le présent amendement a été établi par le comité d'études 51 de la CEl: Composants

magnétiques et ferrites.

Le texte de cet amendement est issu des documents suivants:

FDiIs Rapport de vote

51/415/FDIS 51/426/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne todte informatioq sur le
ayant abouti a 'approbation de cet amendement.
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fications pour types particuliers de fils de bobinage — Parl
Section 1: Fil de section circulaire en cuivre émaillé.
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FOREWORD

This amendment has been prepared by IEC technical committee 51: Magnetic components
and ferrite materials.

The text of this amendment is based on the foliowing documents:

FDIS Report on voting

51/415/FDIS 51/426/RVD

y

Uil information on the voting for the approval of this amendmen
rgport on voting indicated in the above table.

Phge 3

CIONTENTS
Add the following title of annex D:

Guidance for measuring coils.and clampi square core tests (RM-cores)

Plage 7

REFACE TO 1@5
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Ajouter, aprés I'annexe C, la nouvelle annexe D suivante:

Annexe D

Guide de bobines de mesure et forces d’assemblage
relatives aux noyaux carrés (noyaux RM)

D.1 Généralités
Cette annexe D spécifie les bobines de mesure et les forces d’g
la caractérisation des noyaux RM.

D.2 Guide de sélection des bobines de mesure

D.2.1 Bobines de mesure pour,

- le tacteur d'inductance (A}

- la constante €

- le facteur de
Le tablea
des bobines)’ 3
mesures.

btion
elles
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Add, after annex C, the following new annex D:

Annex D

Guidance for measuring coils and clamping forces
relevant to square core tests (RM-cores)

D{1 General

This annex D specifies the measuring coils and the clamping forces charac-
tgrization of RM-cores.

2 Selection guide for measuring coils

D

The figures given in the following tables are recom hoice and the
design of measuring coils dedicated to low or hjg performed on
standard RM-cores.

Dl2.1 Measuring coils for low flux de

The main electrical parameters to be tesfe

needed for coil construction which assure a
ow flux density measurements.

-

Thble D.1 lists a'
gh accuracy and'r
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Tableau D.1 - Bobines typiques pour mesures a faible induction

RM4 RMS RM6 RM7 RM8 RM10 | RM12 | RM14

N (spires) 91 107 113 95 125 101 100 113
Valeur de A, @ til nom. (mm) 0,224 | 0,250 | 0,315 | 0,400 | 0,400 | 0,560 | 0,630 | 0,900
etng
a f €10 kHz | Nombre de couches 4 6 6 6 6 6 6 6
N par couche 22/23 17/18 18/19 15/16 | 20/21 16/17 16/17 | 18/19
N (spires) 18 15 15 15 15 15 15 15
tan&#; @ fil nom. (mm) 0,400 0,400 | 0,630 0,630 0,750/'—0\,8@ 0,800 | ¢,800
af <1 MHz Nombre d h 2 2 2 1 1
ombre de couches 2 2 2 = (\
N par couche 7/8 7/8 7/8 7/8 \S\IX \0{5 >1 5 15
N (spires) 10 10 10 <10 \10 N
N
tand/y, @ fil nom. (mm) 0,450 | 0,400 | 0,50 },sé\ ~Z50
atMHz<

f <10 MHz Nombre de couches 1 1 /1\ [ \1
N par couche 10 i )1/& N \1{ 10

N (spires) \ <\\ 3% (4 \) )\4/’ 4
tans/”i < fil nom. (mm) 0)\5,&0 \Q\,é(){) ,630 ~9{450 0,750
( |

af>10 MHz

Nombre de couches

ques

sées

du type de noyau RM et de la fréquence d’essai (1 kHz & 1 000 kHz pour des fefrites
de Mn-Zn et 1 MHz & 10 MHz pour les principaux ferrites de Ni-Zn).

Sur les bobines employées pour des mesures au-dessus de 1 MHz, si la couclie de

bobinage est incompléte, 1e 1il sera bobing de maniere uniforme dune extremité a
I'autre du support de bobinage.

- Seul le diamétre nominal du cuivre est donné dans le tableau D.1 mais, en pratique,
un fil de grade 1 sera utilisé (voir la CEl 317-0-1).



https://iecnorm.com/api/?name=d5d31da37bca72d0b5ce5fb45001d02b

431 Amend. 2 © IEC:1996 -7

Table D.1 - Typical measuring coils for low flux density measurements

RM4 RMS RM6 RM7 RM8 RM10 | RM12 | RM14
N (turns) 91 107 113 95 125 101 100 113
A, value & wire nom. (mm) | 0,224 | 0,250 | 0,315 | 0,400 | 0,400 | 0,560 | 0,630 | 0,900
and n,
at f <10 kHz Number of layers 4 6 6 6 6 6 6 6
N per layer 22/23 | 17118 | 18/19 | 15/16 | 20/21 | 16/17 | 16/17 | 18/19
N (turns) 15 15 15 15 15 15 15 15
tand/p, < wire nom. (mm) | 0,400 | 0,400 | 0,630 | 0,630 | 0,750 O,BOP/\&\SOO 0,800
atf <1 MHz \\
Number of layers 2 2 2 2 2 R 1
N per layer 7/8 7/8 7/8 7/8 9/s< \\Es\ 1 > 15
N (turns) 10 10 10 10 < 10 \\ >
tand/ 'S
anoii, @ wire nom. (mm) | 0,450 | 0,400 | 0,500 0,54 0
at1 MHz < X
f <10 MHz Number of layers 1 1 1 1 1 \
N per layer 10 10 F\A\ /10/\ 10
N (turns) 3 3 M\ @ ( 4\) ]\/4>
tand/jy, @ wire nom. (mm) | 0,500 >§oo }}5\30 0,75 /t{,7so
atf > 10 MHz
Number of layers 1 (‘1\ 1 1 1

N per layér mx\ é\\) ‘\4 4 4
N

Hvice for coil c@uc :

— The measuring
recommended/in tab

applied.

— Different numbers of turns and wire gauges have to be considered, depending on
RM-core type and frequency of test (1 kHz to 1 000 kHz for Mn-Zn ferrites and 1 MHz
to 10"MHz mainly tor Ni-Zn ferrites).

Orrthecoitsdedicatedto measurements—above vz thewound-wiresdonot—cover
a full layer, the wire should be wound uniformly from flange to flange of the coil former.

-~ Only the nominal copper diameter is given in table D.1, but in practice a grade 1
wire should be used (see |IEC 317-0-1).
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D.2.2 Bobines de mesure pour essais a haute induction

Pour les applications de puissance, les paramétres suivants peuvent étre essayés sur des

noyaux RM réalisés en matériaux ferrites de puissance:

— les pertes en puissance (Py) correspondant aux pertes totales du noyau;
- la perméabilité d’amplitude (u,).

Tableau D.2 - Bobines typiques pour mesures de puissance

RM4 RM5 RMsé RM7 RMs8 RM10 | RM12){-RM14

N (spires) 40 40 40 40 1 15 15
p,eth, @ fil nom. (mm) 0,315 0,355 | 0,500 | 0,560 /Q\,QQ(; 0,860 ,800 | (,800
af<25kHz Nombre de couches 3 4 4 4 \2 \{ \} 1 1
N par couche 13/14 10 10 No \\1/6 \11345/ 15 15
N (spires) 15 15 /Jé \\1{ > 10 10 10
P, @ fit nom. (mm) 0,400 | 0,400 /0,§39 \&)\ 0,730 0,800 | 0,800 | 0,800
31 <200 kHz Nombre de couches 2 ()\\//2 '\ \2\ 1 1 1 1
N par couche 7/ ‘7/8 ;KB ~ /8 10 10 10 10

[~
N (spires) /\0 \0\ \10 10 5 5 5 5

P, & fil nam. {mm) \Q Q\fuo}\\;& 0,560 | 0,800 { 0,800 | 0,800 | 6,800

af<1MHz Nomb&ewhes \ Y\/) 1 1 1 1 1
[N

N he 1 \40 10 10 5 5 5
Povaes U

5
Conseils s n'des ines
de pertes en puissance et de la perméabilité d'amplitude, le

=~ Des couches d’isolant peuvent étre insérées entre les différentes coucheg
bobinage, afin de limiter les risques de court-circuit au sein de la bobine de mesur

mandé dans le tableau D.2 peut etre modmé pour I assortir aux

on et

ique,
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D.2.2 Measuring coils for high flux density test

In the case of power applications, the following parameters may be tested on RM-cores
made of power ferrite materials:

- the power losses (P,) corresponding to the total core loss;
- the amplitude permeability (u,).

Table D.2 - Typical measuring coils for power measurements

RM4 RM5 RMé RM7 RM8 RM10 | RM12 | RM14

N (turns) 40 40 40 40 16 6- 15 15

N
u,and P, & wire nom. (mm) | 0,315 0,355 | 0,600 | 0,560 | 0,750 \! 800 (NOO 0,800

qtf <25KHZ | Number of layers 3 4 4 4 0 \\2\ 1)1

N per layer 13/14 10 10 10 \9/6 \oﬁ;\ 15
10

N (turns) 15 15 15 %\\\Q > 10 10
P, @ wire nom. (mm) | 0,400 | 0,400 0,639/ 9.630 O, (}900 0,800 | 0,800

af f <200 kHz / \
Number of layers 2 2 A(\Z\) N 1 1 1 1

X W

N per layer 7/8 8 N 7. 7/8 0 10 i0 10
N (turns) 10 L 10 10 107 5 5 5 5
P, & wire nom. (mm) | 0,400 o,@ 0.5 \9,260 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800

gtf s 1 MHz Numberoflzﬁqs \( 1 \1 ) \\1) 1 1 1 1 1

TN

Advice for coil cons

recommeR pay be modified in order to match specific test equipment
requirém such as\minimum output impedance, maximum peak voltage and current
etc.)

wire should be uséd (see IEC 317-0-1).

— _Insulating layers may be inserted between the different layers of wire to limit the
risks of short-circuits in the measuring coil.
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D.3 Conditions d’essai et forces d’assemblage

Pour assurer une bonne reproductibilité des mesures, spécialement pour I'évaluation

de A avec ou sans entrefer, des forces sont spécifiées et une procédure d’assemblage
est définie.

D.3.1 Procédure d’assemblage

Pour tous les essais électriques, un circuit complet sera assemblé avec la bobine de mesure
appropriée. Pendant les mesures, une force d’assemblage spécifiée est appliquée, afin de

Noyau
ferrite

Bobine
de mesure

Surfaces
de contact |
N

£2

\\
%
V/

1IEC 3346

blage doit étre appliquée sur la surface de fond correspondant aux parois
a essayer.

Figure D.1 - Dispositif d’assemblage
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D.3 Test conditions and clamping forces
In order to ensure a good repeatability of the measurements, specially on Al values

with or without air-gaps, the clamping forces and the relevant clamping procedure are
specified.

D.3.1 Clamping procedure

For every electrical test, the core set should be assembled with the appropriate measuring
coil. During the measurements, a specified clamping force is applied in order to limit the

Mating

surface ‘\ %\ \
W [

DIOINEANN

O

< P77 \

Measuring
coil

IEC 334/96

Figure D.1 - Mounting device
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